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Abstrakt:
Prace se zabyva zkoumanim vzorku slitiny zvonikteeém jsem si vyzkousel
pripravu vzorku, pozorovani &elnym mikroskopem, pozorovani a chemickou analyzu
elektronovym mikroskopem.

1 Uvod

V dnesSni dob je stalecastjSi poteba podivat se na blizSi povrch latek & W now
pfipravenych pro zji&ni jejich konkrétni struktury a sloZzeni neb#é ptopovani poruch
v materialech. Nejlépe nam s timto problémem pojhdhiaroskopy, které mizeme rozdlit

na vice drub — swtelné a elektronové — sanfepré ma kazdy ufité vyhody a nevyhody.
Elektronové mikroskopy dZeme dale dit na transmisni (TEM) a skenovaci (SEM) neboli
fadkové (nejpouzivasi metody).

2 Zkoumani slitiny zvonu
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Obr. 1 snimek v sekundarnich elektronech  br. @snleve Zne drazenh el.

Nejdiive jsme vzorek slitiny zatavili do elektricky vedho termoplastu a poté nasledovala
sada brouSeni a |&égi aZz na zrnitost 1 um — nutno podotknout, Ze redrapsti pi brouseni,
aby nevznikly velké ryhy, zavisi vysledek. Takiippaveny vzorek jsme zkoumali néjde na
swtelném mikroskopu Neophot 32 affli fotografie. Poté jsme vzorek pozorovali na



fadkovacim elektronovém mikroskopu JEOL JSM 5510LVz&@oveé jsme provedli
chemickou a analyzu pomoci energiaisperzni analyzy IXRF.
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Obr. 3 snimek z elektronového mikroskopu r.@ksnimek ze s¥elného mikroskopu

Na obrazku 3 a 4 siidete vSimnout rozdilu mezi elektronovym &tsinym mikroskopem —
zajimavost je, Ze tmava mista z elektronového mekapu jsou ve selném mikroskopu
swtla. Dale si nizete na obrazku 3 vSimnoutétiejSiho pasu na levém okraji snimku coz je
zpasobeno rychlejSim chladnutim materialu.

Obr. 5 analyzované misto Obr. 6 spektrum obrazku 5

Analyza z jednotlivych mist na obr. 5

prvek Cu Pb Sn Sb S Zn
mistol | 23,02 4,04 2,51 0,90 | 9,78 | 51,50
misto2 | 49,29 30,70 9,94 4,26 | 0,00 | 0,00
misto3 | 48,50 39,39 5,27 1,65 | 0,00 | 0,00
misto4 | 74,56 1,69 13,82 | 6,02 | 0,00 | 0,00
misto5 | 89,66 1,65 5,79 1,31 | 0,00 | 0,00
misto6 | 85,51 1,30 7,28 2,55 | 0,00 | 0,00
hmotnostni koncentrace
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3 Shrnuti

VyzkouSel jsem si jak ifpravit vzorek a zjistil, Zze na phvosti jeho gipravy zavisi celé
pozorovani. Pozoroval jsem struktury spekter jeldryah prvka a zjistil jsem, Ze je ptgeba
davat pozor, protoze spektrékterych prvki se gekryvaji
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